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XRF KAPLAMA KALINLIK CiHAZI
XRF-PT230

DIN I1SO 3497, DIN 50987 ve ASTM B568'e gére

MANUEL
YAKINLASTIRMA

Uygulama alanlari: elektrokaplama kaplama kalinligi analizi, elektronik
muayene konektorler, baglanti elemanlari endustrisi, otomotiv pargalari,
hirdavat endustrisi gibi bilesenler (Cr/Ni/CuZn(ABS) gibi ev aletleri ve

aksesuarlari), yeni enerji endustrisi (fotovoltaik kaynak teli, vb,),

aksesuarlarin kalinlik analizi, Ni/Cu/Ni/NdFeB Uzerinde rubidyum demir
bor miknatislari, elektrokaplama ¢ézeltisinde metal katyon tespiti vb,

90 kaplama elemanini tespit edebilir

Mikro odakli X-i1sini jeneratdri ve gelismis bir 11k yolu dénisim ile
donatiimistir odaklama sistemi, minimum &lgulebilir alan 0,03 mm?'ye

kadardir

Tahribatsiz manuel yakinlastirma algilama teknolojisine sahiptir,

bu da

asagidakileri gerceklestirebilir 0'dan 30 mm'ye kadar cesitli sekilli ve

dlzensiz yivli pargalar Uzerinde tahribatsiz test

Si-PIN yari iletken dedektor ile donatilmis, yliksek ¢ézundrlUkld,
hizi, kararli mikro-1sik odaklama teknolojisi ile donatiimis veriler,

daha az degisen nokta difiizyonu

hizli test
%10'dan

Cekirdek EFP algoritmasi 23 kaplama ve 24 kaplamanin eszamanli
analizine izin verir, unsurlari, ayni 6genin farkl katmanlarda yer almasi da
dahil olmak tzere birden ¢ok katmani ve birden ¢ok katmani hizl, dogru ve

istikrarli bir sekilde analiz edebilir,

Kullanici dostu kapali yazilim, arizalari otomatik olarak tanimlar,

kalibrasyon saglar ve islem adimlari ve yanlis islemlerin 6nlenmesini saglar

OZELLIKLER

elementel analiz araligi

Li(3)-U(92)

Kaplama analizi | algilama siniri

0,005um

analiz kalinhigi

0,01-80um

EFP alaoritmasi

standart konfiglirasyon

Zaman ol¢limi

5~300s

Dedektor

Si-PIN yari iletken dedektor

X-1s1n1 kaynagi

mikro odaklama X-isini tipu

Kolimator

standart: @0,3mm (opsiyonel: @0,5mm; @0,2mm; 0,1x0,3mm)

En yakin aralikli nokta difiizyonu

<10%

Kamera

1/2,7" color CCD; yakinlastirma islevi

Mesafe olgiimii

yakinlastirma lensi 0~30mm

Odaklanma yontemi

yuksek hassasiyetli lens, manuel odaklama

Maks, ornek yiiksekligi

180mm

XY agsamasi

manuel yiuksek hassasiyetli XY asamasi

Mevcut hareket araligi

45mmx45mm

Calisma ortami

15~30°C, <70%RH

Gii¢ kaynagi

AC110/220V, 50/60Hz, 95W

Boyut (LxWxH)

380x545x435mm

Agirhk

41kg

STANDART TESLIMAT

Ana lnite 1 adet
Bilgisayar 1 adet
Yazici 1 adet
Aksesuar ki u 1 adet
On iki elemanl plaka 1 adet
Ni standart tablet 1 adet
Ag standart tablet 1 adet

OPSIYONEL AKSESUARLAR

Kaplama ¢oézeltisi 6l¢iim kabi

XRF-PT230-MC

Cozelti test membrani

XRF-PT230-SF

Au standart tablet MSS-P01
Cr standart tablet MSS-P02
Cu standart tablet MSS-P03
Zn standart tablet MSS-P04
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